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ConditionsConditionsConditionsConditions      Date  2002/3/14
 
Test : RADIATED EMISSION
Model Name : CBS502405

○Photographs of Test Set-Up

○Testing circuitry

Fig. Testing circuitry
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：ETQP6F1R3LFA（MATSUSHITA）

：CY55Y5P2A305M(TOKIN）
：50V 470μF PMseries (nichicon)
：10V 2200μF LXZseries (NIPPON CHEMI-CON)
: MDD21H104M (Nitsuko)
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ConditionsConditionsConditionsConditions Date  2002/3/14
 
Test : LINE CONDUCTION
Model Name : CBS502405

○Photographs of Test Set-Up

○Testing circuitry

Fig. Testing circuitry
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：ETQP6F1R3LFA（MATSUSHITA）

：CY55Y5P2A305M(TOKIN）
：50V 470μF PMseries (nichicon)
：10V 2200μF LXZseries (NIPPON CHEMI-CON)
: MDD21H104M (Nitsuko)
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